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摘要(译)

一种用于电致发光显示装置的伽马电压调试方法，包括：将测试区域中
的子像素导通至最大亮度值，并将此时的电致发光元件的驱动电流记录
为最大参考电流;根据最大参考电流和预设公式计算与各灰度对应的参考
电流值;并且，驱动测试区域中的子像素发光，并且对于等于参考电流值
的每个驱动电流，将与灰度值对应的驱动电压值记录为调试产生的伽马
电压。
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